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A Microtrac cég NANOTRAC Wave Il / Zeta
késziiléke dinamikus fényszéras (DLS:
Dynamic Light Scattering) mérési elvén
alapulé, rendkiviil sokoldali nanoszemcse-
analizator, mely képes meghatarozni a
szemcsék méretét, koncentraciojat és
molekulasulyat is. Gyorsabb méréseket tesz
lehetévé megbizhaté technolégiaval,
nagyobb pontossaggal és megnévelt
helyességgel. Mindezt kompakt kiépitésii és
forradalmian uj, régzitett optikaval ellatott
meéroéfejes DLS analizator hajtja végre.

Az egyedulallo kialakitasu és flexibilis méréfej és
a lézererdsitésu detektalas alkalmazasaval a
NANOTRAC Wave Il / Q/ Zeta hasznaldja
mérdcellanak valaszthat barmely, az alkalmazas
egyéb kovetelményeinek megfeleld
mintaedényt. Széles koncentracidtartomanyban
mérhetdk a mono- vagy multi-modalis mintak -
a szemcsek méreteloszlasara vonatkozo
barmely elézetes informacid nélkul is. Ezt a
frekvencia teljesitményspektrum (FPS:
Frequency Power Spectrum) modszer
hasznalata teszi lehetévé a hagyomanyos foton-
korrelacios spektroszképia (PCS: Photon
Correlation Spectroscopy (PCS) helyett.
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Kattintson ide a vided letdltéséhez!
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https://www.microtrac.com/hu/dlvideo/?file_id=6033c312-938c-4b6d-aefd-40b2c3c9c753&lang=hu
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NANOTRAC WAVE
NANOSZEMCSEMERET-
ANALIZATOROK

| 180° visszaszérasu DLS optika

| stabilan régzitett optika — nincs szUkség
beallitasra

| térerésség iranya gyors megfordulasai
megakadalyozzak az elektro-ozmozist

|  mozgékonysag robusztus szamitasa a
frekvencia teljesitményspektrumok aranyabol

| zéta-potencial mérések nagy
koncentracidkban is

| minta koncentracidja és molekulasulya
meghatarozasa

| univerzalis olddszer kompatibilitas

| frekvencia teljesitményspektrum szamitasa
PCS moddszere helyett

| lézererdsitésl detektalas — nagy jel-zaj arany
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NANOSZEMCSEMERET-ANALIZATOR NANOTRAC WAVE Il / ZETA

KOLLOIDALIS RENDSZEREK HELYES MERESE

Az 6sszes NANOTRAC WAVE tipusu analizator
ugyanazt a forradalmian Uj méréfejet alkalmazza a
DLS meéréseknél. A lézererdsitett

detektalas modszere reprodukalhato és stabil
szemcsemeéret-mérést biztosit mindenfajta anyag
vizsgalatahoz.

A NANOTRAC WAVE tipusu analizatorok a szemcsék
koncentracidjat is képesek kiszamitani a frekvencia
teljesitményspektrumbol meghatarozott "Loading
index" segitségével. A szamitott eloszlas (térfogatra
vagy darabszamra vonatkoztatott) tipusatoél fuggden
a koncentracié cm?/ml vagy N/ml mértékegységben
jelenik meg. A szemcsek molekulasulya is
kiszamithato hidrodinamikai sugar vagy Debye plot
segitségével.

A NANOTRAC WAVE Il szemcseanalizatorhoz tobb
kulonbdzé méretd, tobbszor felhasznalhatd
mérdcella tartozik. Sokféle anyaghoz hasznalhato
standard és mikrotérfogatu, teflon mérécella.
Nehezen Kitisztithatd mintakhoz viszont standard és
nagy térfogatd, rozsdamentes acél mérdécella all
rendelkezésre.

A NANOTRAC WAVE |l Zeta szemcseanalizator
elektréodaval ellatott, specialis tdbbszor
felhasznalhaté mérdécellaval van felszerelve zéta-
potencial méréshez. A Wave Il analizator mérdécellai
hasznalhatok a Zeta tipusnal is.
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NANOSZEMCSEMERET-ANALIZATOR NANOTRAC WAVE Il / ZETA

IDEALIS NANOSZEMCSEK ES ZETA-POTENCIAL MERESEHEZ

Mobility (magnitude) Polarity [+ or -)

A NANOTRAC WAVE |l szemcseanalizatorral végzett zéta-potencial mérés ugyanannak a frekvencia
teljesitményspektrum szamitasi modszernek az elényét hasznalja ki, melyet a nanoszemcsék méreteloszlasa
meghatarozasara is alkalmaz. Ugyanaz a stabilan rogzitett optika, mely nem igényel semmiféle beallitast. A
visszaszort és a lézererdsitett jelek detektalasa a szemcsemeéret mérésével azonos modon torténik, az
alkalmazott elektromos térerdsség iranya gyors valtakozasa megakadalyozza az elektro-ozmozis fellépését. Az
optikai méroéfej burkolata biztositja az elektromos érintkezést a mintaval. A beépitett két mérdfej kdzul az egyik
a szemcsék koruli nyirasi ("slipping") feluletnél mérhetd téltés polaritasa, mig a masik a szemcsék elektromos
térben vald mozgékonysaga meghatarozasara szolgal. A polaritas mérése pulzalt DC, mig a mozgékonysagé
nagyfrekvencidju szinuszhullamu (AC) elektromos térrel vald gerjesztéssel torténik. A zéta-mérdcella két
ellentétes oldalan egy-egy meérdéfej talalhato a polaritas és a mozgékonysag mérésehez.

A linearis skalaju frekvencia teljesitményspektrumbdl (PSD) kiszamithatd a szemcsék koncentracidjaval
aranyos "Loading Index" (LI) értéke. Ez a szam az dsszes szort fény mértékét adja meg, s ebbdl
meghatarozhaté a szemcsék mikron/s/\VV/cm mértékegységben mért mozgékonysaga és tdltésuk +/ -, pozitiv
vagy negativ értékd polaritasa.

A mozgékonysag és a zéta-potencial mérése gerjesztés nélkul (off) mért dinamikus fényszoras (PSD(off))
meérésébdl szarmazo LI(off) érték meghatarozasaval kezdddik. Ezutan kévetkezik a nagyfrekvencias
szinuszhullamu gerjesztés melletti PSD(on) mérése, majd szamitjak a két PSD érték kulonbsége és az LI(off)
érték aranyat. A polaritas meghatarozasa pulzalt DC gerjesztéssel ill. az anélkul mért LI érték meghatarozasaval
torténik. Ha a gerjesztéssel és az anélkul kapott két LI érték aranya kisebb egynél, akkor a polaritas pozitiv
(csdkkend koncentracio), ha nagyobb egynél, akkor negativ (ndvekvé koncentracio) a mérdfej pozitiv téltésu
felUletéhez képest.

mozgékonysag = C x ([PSD(on) - PSD(off)] / LI(off))
zéta-potencidl « mozgékonysag
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NANOSZEMCSEMERET-ANALIZATOR NANOTRAC WAVE |1/ ZETA
TIPIKUS ALKALMAZASOK

The STABINO ZETA is a highly versatile solution for rapid and reliable zeta potential and stability analyses.
Designed to meet the demands of modern industries, it empowers users to optimize performance across a
wide range of applications, including inks and pigments, ceramics, food and beverages, colloidal systems,
polymers, microemulsions, cosmetics, battery slurries, chemicals, and carbon materials. Whether improving
product quality, accelerating development, or ensuring process consistency, the STABINO ZETA delivers fast,
actionable insights where they matter most.

gyogyszerek emulziok acél
| gydgyszerek | kolloidok |  kornyezetvédelem
| tintak | polimer mianyagok | ragasztok
| élettudomanyok | mikroemulziok | féemek
| keramia |  kozmetikumok | ipari asvanyok
| |

italok & élelmiszer vegyszerek

.. 6s még sok minden mas!

Latogassa meg Alkalmazasi adatbankunkat a szemcseanalizis legjobb megoldasa érdekében!
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INTUITIVE USE WITH JUST A FEW CLICKS

DIMENSIONS LS FOR
NANOTRAC SERIES

The DIMENSIONS LS software comprises five clearly
structured Workspaces for easy method
development and operation of the NANOTRAC
instrument. Results display and evaluation of
multiple analyses are possible in the corresponding
workspaces, even during ongoing measurements.

Simple method development

Clearly structured result presentation
Various evaluation options

Intuitive workflow

Extensive data export

Multi-user capability
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NANOSZEMCSEMERET-ANALIZATOR NANOTRAC WAVE Il / ZETA

MUKODESI ELV

A NANOTRAC WAVE |l nanorészecskemeéret-elemzé mérdfeje Y-sugarosztdval ellatott optikai szalbadl all. A
|ézerfény a méréfej ablakahoz kozeli mintatérfogatra van fokuszalva. A nagy visszaveréképességu zafir ablakrol
a lézerfény egy része visszaverddik a fotodidda detektorba. A |ézerfény a mintaba is behatol és annak
szemcséin 180 fokban szoréodd része ugyanebbe a detektorba jut vissza.

A mintan szérédott fény optikai jele viszonylag kicsi a visszavert |ézerfényéhez képest. A visszavert |ézerfény
hozzaadodik a mintarol szorédo fényhez és nagy amplituddjaval felerdsiti az eredetileg kis amplitudoju szort
fényt. Ez a |ézererdsitésu detektalasi mod akar milliészorosara is erdsitheti a jel-zaj aranyt a tobbi DLS mérés, pl.
foton-korrelacios spektroszkdpia (PCS) és NanoTracking (NT) modszer érzékenységéhez képest.

Ezt a |ézererbsitéssel mért (idébeli) detektorjelet gyors Fourier-transzformacio (FFT: Fast Fourier Transform)
szamitasi moédszerrel a jel frekvenciatartomanybéli teljesitményspektrumava (az idébeli jel autokorrelacios
flggvénye Fourier-transzformaltjava) alakitjak, majd ezt a frekvenciaskalan linearis fUggvényt logaritmikus
skalajuva alakitjak, az ehhez a fuggvényhez illesztett gorbékbdl adddik azutan a szemcsék méreteloszlasa. A
|ézererdsitésl detektalas és a jel frekvencia teljesitményspektruma szamitasa kombinalasa mindenféle - szUk,
széles, mono- vagy multi-modalis - szemcseméret-eloszlas robusztus szamitasi lehetéségét anélkul biztositja,
hogy el6zetes informaciodra lenne szUkség a gorbeillesztési algoritmusra vonatkozéan - ahogy ez a PCS
modszernél szukséges.

A Microtrac cég lézererdésitésl detektalasi modszere érzéketlen a minta szennyezései okozta jeltorzulasokkal
szemben. Hagyomanyos PCS készulékeknél vagy meg kell szlrni a mintat vagy bonyolult (tdbbszor ismételt,
rovid mérésekkel létrehozott) mérési eljarassal kell kiklUszobdlni ezeket a torzulasokat.
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Szemcseméret iterativ szamitasa frekvencia teljesitményspektrumbdl
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AMPLITUDE

1. Méreteloszlas becslése | 2. Becsult szemcseméret szamitasa | 3. Méreteltérési hiba szamitasa | 4. Becsult
méreteloszlas korrekcidja | 5. 1-4. |épés ismétlése minimalis hibaig | 6. Minimalis hibaju a legjobb illesztés

www.microtrac.hu/nanotrac-wave-ii
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